
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ПРОСВЕЧИВАЮЩАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ» 

Наименование модулей и тем 
программы 
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Модуль 1. Физические 
принципы просвечивающей 
электронной микроскопии (ПЭМ) 
и особенности оборудования 

6 5 5 – 5 5 – 1 1 

Тема 1.1. Сигналы, анализируемые в 
ПЭМ 

2 2 2 - 2 2 - - - 

Тема 1.2. Характеристики 
электронного луча 

1 - - - - - - 1 1 

Тема 1.3. Дефекты изображения в 
ПЭМ 

1 1 1 - 1 1 - - - 

Тема 1.4. Режимы получения 
изображения в ПЭМ. Дефекты 
кристаллического строения, 
наблюдаемые в ПЭМ 

2 2 2 - 2 2 - - - 

Модуль 2. Особенности 
пробоподготовки для ПЭМ 

4 3 3 - 3 3 - 1 1 

Тема 2.1. Типы образцов и их 
подготовки 

2 1 1 - 1 1 - 1 1 

Тема 2.2. Оборудование для 
пробоподготовки 

2 2 2  2 2 - - - 

Модуль 3. Интерпретация и 
обработка полученных 
изображений 

4 4 - 4 4 - 4 - - 

Тема 3.1. Структуры в ПЭМ. 
Определение плотности дефектов 

3 3 - 3 3 - 3 - - 

Тема 3.2. Фазовый анализ 1 1 - 1 1 - 1 - - 
Итоговая аттестация 2 1 – – 1 – – 1 1 

Итого 16 13 8 4 13 8 4 3 3 
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